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Objectif

« Caractérisation et évaluation des performances des capteurs MAPS* candidats
(MightyPix, RadPix, COFFEE, SPARC)

« Cibles : trajectographes UP de LHCDb
« Banc de tests basé sur une carte FPGA commerciale (Xilinx)

« Adaptation nécessaire selon les interfaces des capteurs

* MAPS : Monolithic Active Pixel Sensor
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Architecture générale du banc de test

LV/HV & Clock distribution

uoneydepy I

« Carte FPGA Xilinx : contrble central & acquisition pc

Controle

Analyses

« Carte(s) d'interfacage spécifique selon les capteurs

« Capteurs MAPS candidats

« Carte VLDB+ (Phase 2) : composants IpGBT et VTRx+

« PC d’analyse : visualisation temps réel (PCle ou Ethernet)

LHCb : Banc de tests MAPS
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Methodologie par étapes

Phase 1 : banc minimal (FPGA + adaptateur + MAPYS)
Phase 2 : ajout de la carte VLDB+ pour tests de transmission

Phase 3 : adaptation pour tests en faisceau (post-irradiation)

PC

Controdle

Analyses
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Perspectives

« Tests en faisceau avant/apres irradiation
- Evolution de I'architecture selon les besoins

. Optlmlsatlon de I mterfac;age et du traitement des données

o

& XILINK

Banc de tests MAPS (CEA)
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